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PROGRAMA

Partc 1: Microscopia de Barrido por sondas (SPM)

1-Introduccién
* Microscopia de barrido por sondas: nacimiento y desarrollo
e Principios bésicos

2- Microscopfa de fuerza atémica (AFM)

® Microscopia de Fuerza Atémica
¢ Disefio e instrumentacién
Partes de un AFM
Sensores de fuerza
Sistema de deteccion
Interacciones en AFM
Resolucién espacial y temporal
Modos de operacién en AFM
Técnicas de preparacién de muestra para AFM
Ventajas y limitaciones en AFM
Nueva instrumentacién
3- Otros ejemplos de SPM
e LFM y ChFM
 MFM
* FMM
4- Métodos relacionados
e Microscopia de barrido por efecto tiinel
* Microscopia éptica de barrido en campo cercano
¢ Microscopia de barrido por conductancia iénica

S-Principios de manipulacién de moléculas individuales

e Optical Tweezers
¢ Atomic force microscopy-based manipulators
e Magnetic Tweezers

1- 1. Fisica

® Medicién de interacciones de largo alcance. Sefiales magnéticas (MFM) y
sefiales electrostaticas (EFM)

* Propiedades eléctricas de alambre moleculares
2. Quimica

¢ Polimeros

e Lagmuir-Blodgett films
3. Biofisica

e Propiedades fisicas de las biomoléculas
¢ Propiedades eléctricas
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Propiedades mecanicas

Caracterizacién structural de complejos moleculares
Proteinas de membrana

Interacciones entre proteinas y ADN
Espectroscopia de fuerza
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